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Behalterglasinspektion mit Purity
Automatische Inspektion von
Flaschenboden und -miindungen

Aufbauend auf dem patentierten System
Purity des Fraunhofer I0SB, erkennt das
neue zum Patent angemeldete Flaschen-
Inspektionssystem nicht nur Einschlisse,
Fremdkaorper, Luftblasen und Spannungs-
verlaufe, sondern auch Strukturelemente
und Verschmutzungen an der Oberflache
der Objekte. Die echtzeitfahige Bild-
aufnahme und -auswertung erlaubt die
Prifung und Sortierung schritthaltend mit
der Produktion.

Mit dem PrUfverfahren werden Ein-
schllsse, Blasen, Verschmutzungen, Risse
und Formabweichungen deutlich besser
detektiert als mit herkdmmlichen Verfah-
ren. Es basiert auf der Kombination einer
Transmissionsprifung in Retroreflexion mit
Aufnahmen, die unter anderen Aufnahme-
bedingungen gewonnen werden. Durch die
Transmissionsprifung in Retroreflexion
werden Strukturelemente und Fehler
kontrastreich abgebildet. Die kombinierte
Auswertung der Transmissionsprifung in
Retroreflexion und der weiteren Aufnah-
men erlaubt eine zuverldssige Erkennung,
Unterscheidung und Klassifikation der
Fehler nach Fehlerart und FehlergroBe.



Priifung der Boden- und Miindungs-
bereiche von Behélterglasern

Aufnahme und Vergleich signifikanter
Bilder des Pruflings (s. Abbildungen) er-
laubt die sichere automatische Erkennung
und Unterscheidung von

— Partikeleinschlissen
— Blasen

— Strukturelementen
— Deformationen

— Verschmutzungen

Interesse?

e Inspektion transparenter,
auch komplex geformter Objekte

e Detektion von Unterschieden der
Transparenz

e Optionale Unterscheidung zwischen
eingelagerten Fremdkdrpern und
Lufteinschlissen

e Prifung transparenter Objekte auf
Einschlisse und Blasen gemaR
DIN 10110-3

e Optional hochauflésende Ermittlung
der Spannungsdoppelbrechung
(besser 0,1 nm)

e Materialgeschwindigkeiten bis 3 m/s
bzw. schritthaltend mit der Produktion

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen!
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